. mél ediimekte olan bes adet bir milyon volt-

l luk elektron
haftadan beri Harlow

mikroskoplarindan biri, birkag
atelyelerinde (Amerika) bir
milyon volt gerilim altinda basarili bir sekilde kul-
lanilmaktadir. Avrupa‘daki ik milyon voltluk elekt-
ron mikroskop, vakin bir zamanda Atom Enerjisi
Arastirma Merkezinde de kullanilacaktir,

Bugline dek metallerin ig yapisimi incelemekte
edilen
gerilimin on kati bir gerilim tatbik edilebilecek ve

kullanilan elektron mikroskoplarina tatbik

boylece metallerin daha yofiun ve kalin kisimlar
da incelenebilecektir. Biyologlar, hicreleri aragtir-
mada da bu mikroskoplari kullanabileceklerdir. Bu
yeni aletin gok blylUk olan nifuz edebilme glicll sa-
yesinde mikroskobun igindeki Szel koruyucu gevre-
sinde bulunan canlilar bile Izlemek mimkin ola
caktir,

Teknoloji Bakanhginin da destekledifii bu pro-
jenin ilk adimlar iki sene Gnece atilmigti. Bu galis-
maya paralel olarak Londra’da da bazi galismalar
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wardir, EM7 tipi olarak adliandirilan bu mikroskop
daka hazirlik safthasinda iken kullamicilarla siki bir
lisbirligi yapilmstir. Buglinkl biitin ihtiyaglar: kar-
silachdy gibl, gelecekteki ufak Iléveler model de
herhangi bir degisiklik gerektirmeyecektir,

IMV'luk feneratér ve elektron hizlandiricisi,
bir basingli kep igine yerlestirilmiz ve bu eleman-
lar ana tank ceperinden 3 atmosfer basincinda ki-
kiir1 hegzaflorid gazi Ile lzole edilmistir. Bu dizen
oldukga kararli bir ylksek gerilim kaynagi saglar
ve 100 KV ile 1000 KV arasmndaki genis bir sa-
hada her gerilimde istenilen degisik calisma sartla-
rini yerine gatirerek kullanilabllir. Hattd 1,2 Milyon
voltluk gerilimde bile galigma Imkénlari olabiles
cektir. Mikroskobun timi yirmi iki ton afirhigin-
dadir, Yiiksek enerjill elektron isinini bir noktada
toplayan elektromanyetik merceklerin her biri ik
ybz elli kilogram ‘civarindadir. Bu mercekler, ciha-
zin emniyet iginde calisablimesini meydana gelen
X-iginlaring  perdeleyerek salarlar. incelenecek ni-
munenin kondufu yer mikroskobun gok tehlikell bir
bolgesin| teskil eder. Ozel deneylerin de kolayca
yapilabilmsini saglamak igin ildve b3lUmlerl de bu-
lunan gok genis bir hazne vardir, Bir baska ydnden
standard nimuneler incelenirken, bu nimunelerin
meyillendiriimesi, isitiimasi, soutulmasi, ¢ok ga-
buk dijer bir numune Ile degistirlimesi gibi Bzel is-
lemlerin kolayca saglanabilmesi ek diizenlerle ko-
laylastiritmigtir,

im_elmacd: nimuneye bir manevra kolu ile is-
tenilen yinde, defisik hizlarda defisik hareketler
verileblimektedir. Elektron mikroskoplarda bdylesine
bir kontrol sistemi ilk defa kullanilmaktadir.

Mikroskobun boyca biyltme glcl digiik deger-
lerda 63, gok yUksek defierlerde ise 1.600.000 dir.
Numunelerin kristal yapisi, fotofraf  makinasinin
40 cm ile 900 cm arasinda dedizen vzunlufu saye-
sinde, gesitll degerlendirmelerle incelenebilir, Bu-
gin EM7 mikraskoplari lle yapilan analiz 10 Angs-
trém civarindadir, fakat bu defer yakinda cihazin
Uzerinde calisan ekip tarafindan en yiksek defere
gikartilacaktir.

Elde edilen obrintt iki florasan ekrandan biri-
nin Gzerine dusirtlir. Bu ekranlardan birl parlak
gorintiler igin, diger ise ybksek defferde analizler
igin kullantimaktadir. Elektron 1sim ekrana garpti-
§inda, gdzlemciyl X-ginlarinin tehlikesinden koru-
mak Igin, ekrandaki g&rUntd ¢ok kslin bir kursun
cam pencerenin arkasindan Incelenir. Bu ekranin
altinda tamamen ofomatik galisan bir fotograf ma.
kinasi vardir. Elektron sualarinin ylksek derecede
nifuz edsbilme glciinden 8tirl, fotofraf camlari-
nin yeterl kadar mikroskop kolonunda tutulmas
gereklidir.

inceleme b3limunUn akt kismi _ désemeden 60
cm asafidaki beton blok bir kaide iizerine pergin-
lenmigtir. Televizyon cihazi, gdrintl 1sintarint yo-
gunlastiran sistem ve enerjl ayiricilari désemenin
altindaki bu boslufa kolayca yerlestirilir.

Elektromanyetik mercekler Igin gerekll  glcl
safflayan dizeni kiiclilten 400 Hz. lik jeneratdr ci-
haza dahil edilmistir. YUksek gerilim clhaz, &zel-
likle slektron mikroskoplari Igin Imélat yapan bir
iwlm firmasi rarafindan saflanmaktadir.

The Radio and Electronic Engineer'den
Ceviren : Melih AGUSMAN




